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Urzgdzenie do pomiaru si{ obwodowych skrawania na obrabiarce

Udzielono patentu z mocg od dnia 2 lipca 1954 r.

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do
pomiaru sit! ocbwodowych skrawania na obra-
biarce, stuzgce do mierzenia momentéw na
tarczy zabierakowej np. przy toczeniu, pocho-
dzacych od dzialania wszystkich sit obwodo-
wych wzgledem osi tarczy zabierakowej,
a zatem do pomiaru sit obwodowych skrawania
wraz z silami tarcia na kle konika obrabiarki.

Dotychczas pomiaru sily skrawania dokony-
wano przy pomocy dynamometréow opartych
na zasadzie mechanicznej, hydraulicznej i elek-
trycznej. Wada tych dynamometréw bylo to, ze
przy kazdym zalozeniu i ustawieniu na obra-
biarce wymagaly one cechowania. Niezaleznie

od tej wspélngj wady, dynamometry mecha-’

niczne mialy quze tarcia, dynamometry elek-
tryczne byly wrazliwe na wstrzasy i uderzenia
oraz na wplyw temperatury, dawaly bledny
obraz z powodu histerezy,

* Wlasciciel patentu o$wiadczy!l, ze twdrea wyna-
lazku jest Witold Biernawski.

a dynamometry

hydrauliczne zapowietrzaly sie. Dotychczas sto-
sowane przyrzady dawaly wyniki obarczone
bledami nawet do 30%,.

Urzadzenie wedlug wynalazku jest niewraz-
liwe na wstrzasy, uderzenia, wplyw tempera-
tury, praktycznie nie wykazuje histerezy, jest
proste w konstrukcji, proste. w obstudze, prze-
to nie wymagd wysoko kwalifikowanych pra-
cownikéw i daje mozno$é pomiaré6w momen-
tow z bledami ok. 2 —= 39/,.

Na rysunkach, fig. 1 przedstawia widok u-
rzadzenia z boku, fig. 2 -— widok z przodu,
fig, 3 — widok z goéry, a fig. 4 i 5 — zasade
jego dzialania.

Do tarczy zabierakowej T przykrecono §ru-
bami podstawe P i ustalono ja dwoma kolka-
mi. W podstawe P wprasowano beleczke sta-

lowag B o przekroju prostokatnym. Do podsta-
. Wy przykrecono uchwyt lusterkowy U, ramie

R, wlozywszy uprzednio w otwér ramienia
kulke stalowg K oraz wspornik W. W prowa-



dazenie uchwytu lusterkowego U zalozono obej-
me C, w ktérej ulozyskowano na oéce O zwier-
ciadetko Z i zabezpieczono obejme przed wy-
'sunieciém .z uchwytu lusterkowego $rubg. Do
uchwytu przykrecono igliczke i, ktéra kontak-
tuje zwierciadetko Z z beleczka B. W ustalo-
nej odlegloSci od zwierciadetka Z umieszczono
zrédlo Swiatla S i skale E (fig. 4 i 5). Wigzka
$wiatla, biegngca przez obiektyw Ob, odbija
s8la od zwierciadetka Z 1 pada na skale E,
tworzac powiekszony obraz szczeliny $wietlnej
ukladu projekcyjnego. Ramie zabieraka A, za-
mocowanego na obrabianym walku, w czasie
skrawania naciska poprzez kulke K na be-
leczke B (fig. 4 i 5), powodujac jej odksztal-
cenie sprezyste. Odksztalcenie to przenoszone
jest na ruchome zwierciadetko Z przez igliczke
.4 (fig. 2 i 3), ktérej punkt podparcia przesu-
niety jest wzgledem osi obrotu zwierciadla, po-
wodujac jego obré6t o pewien kat, wielkosé
ktérego zalezy od odleglo$éci punktu dzialania
igliczki od osi obrotu zwierciadetka oraz od
wielkosci silty powodujacej odksztalcenie be-
leczki. Dzieki temu, ze na skali E powstaje
obraz waskiej i dlugiej szczeliny &wietlnej,
obserwacja przesunie¢ tego obrazu jest mozli-
wa podczas ruchu obrotowego tarczy zabiera-

"~

kowej, a zatem podeczas ruchéw jatowych i ro-
boczych (podczas skrawania) obrabiarki.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do pomiaru si! obwodowych .
skrawania na obrabiarce, znamienne tym,
Ze w podstawe (P) wprasowana jest belecz-
ka stalowa (B) i do tej podstawy przykre-
cony jest uchwyt lusterkowy (U) wraz z
zamocowang w nim obejmg (C), w ktérej
ulozyskowane jest na o$ce (O) zwierciadel-
ko (Z), ramie (R), w ktérym tkwi kulka sta-
lowa (K) i wspornik (W), przy czym do
uchwytu (U) przykrecona jest igliczka (i),
ktéra kontaktuje zwierciadetko (Z) z belecz-
ka stalowa (B), podstawa (P) za$ ustalo-
na dwoma kotkami, przykrecona jest do
tarczy zabierakowej (T).

2. Urzgdzenie wedlug zastrzz 1, znamienne
tym, %Ze w ustalonej odleglo$ci od zwier-
ciadetka (Z) jest umieszczone zrédlo $Swia-
tla (S) wraz z ukladem optycznym (Ob)
i skalg (E). ’

Instytut Obrabiarek i Obro6bki
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